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ความเปนมาและความสำคัญ
การประมาณคาจุดตรึงโดยกระบวนการวนซ้ำสำหรับการดำเนินการแบบไมเชิงเสนเปนปญหาใหมที่

นาสนใจในการศึกษาคนควา และสามารถศึกษาไดจากตัวอยางงานวิจัย เชน สำหรับการหาจุดตรึงเฉพาะของ
การสงแบบหดตัวซึ่งการสงแบบหดตัวที่เปนที่รูจักก็คือ หลักการหดตัวของบานาค ซึ่งนิยามดังนี้
ให X เปนปริภูมิบานาคและ C เปนเซตยอยที่ไมใชเซตวางของปริภูมิบานาค จะกลาววาการสง T เปนการสง
แบบหดตัว (Abdeljawad, Ullah, & Ahmad, 2020 : 1-7, Abdeljawad, T. et al. 2020 : 1-6) ถาสำหรับทุก
η, δ ∈ C แลว

∥Tη − Tδ∥ ≤ κ∥η − δ∥

โดยที่ κ ∈ (0, 1) ซึ่งจุด v ∈ C เรียกวาจุดตรึงสำหรับ T ถา v = Tv เซตของจุดตรึงทั้งหมดของการสง T
คือ F(T) และเซตของจำนวนนับทั้งหมด คือ N การสง T เปนการสงแบบไมขยาย ถาสำหรับทุก η, δ ∈ C

แลว
∥Tη − Tδ∥ ≤ ∥η − δ∥

ถา X เปนปริภูมิคอนเวกซแบบเอกรูป และ C เปนเซตยอยที่ คอนเวกซ ปด มีขอบเขต แลว F(T)
จะเปนเซตไมวาง ในป 2008 นักวิจัยชาวญี่ปุนชื่อ Suzuki ไดนำเสนอคลาสใหมของการสงแบบไมเชิงเสนซึ่งมี
รูปแบบทั่วไปยิ่งกวาการสงแบบไมขยาย นั่นคือการสงแบบเงื่อนไข (C) (การสงแบบ Suzuki) จะกลาววาการ
สง T : C −→ C เปนการสงแบบเงื่อนไข (C) (การสงแบบ Suzuki) ถาสำหรับทุก η, δ ∈ C แลว
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∥η − Tη∥ ≤ ∥η − δ∥ ⇒ ∥Tη − Tδ∥ ≤ ∥η − δ∥

(Suzuki, 2008 : 1088-1095)

หลังจากนั้นในป 2011 ไดมีงานวิจัยที่ขยายเงื่อนไขแบบ (C) ใหอยูในรูปแบบทั่วไปมากยิ่งขึ้น นั่นคือ
การสงแบบเงื่อนไข (Eµ) จะกลาววาการสง T : C −→ C เปนการสงแบบเงื่อนไข (Eµ) ถามีบาง µ ≥ 1

สำหรับทุก η, δ ∈ C แลว

∥Tη − δ∥ ≤ µ∥Tδ − δ∥+ ∥η − δ∥

(García-Falset, Llorens-Fuster, & Suzuki, 2011 : 185-195)

จะกลาววาการสง T เปนการสงแบบเงื่อนไข (Eµ) (การสงแบบ García-Falset) เมื่อมีบาง µ ≥ 1

เห็นไดชัดวา การสงแบบ Suzuki เปนการสงแบบเงื่อนไข (E) ดวย µ = 3 ดังนั้นคลาสของการสงแบบ Garcia-
Falset ประกอบดวยคลาสอื่น ๆ จำนวนมากของการสงแบบไมขยายทั่วไป (Pandey, R. et al. 2018 : 1-24)
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ตอมาไดมีการใชเทคนิคกระบวนการวนซ้ำแบบ Picard ซึ่งนิยามดังนี้η0 ∈ C,

ηn+1 = Tηn
(1.1)

(Picard, 1890 : 145-210) มาใชในการประมาณคาจุดตรึงของการสงแบบหดตัวและไดแสดงวามีจุดตรึงเพียง
คาเดียวเทานั้นสำหรับการสงแบบหดตัว ในทางกลับกัน เทคนิคกระบวนการวนซ้ำแบบ Picard ไมจำเปนตอง
ลูเขาสูจุดตรึงของการสงแบบไมขยาย จึงทำใหมีนักวิจัยจำนวนมากใหความสนใจศึกษาคนควา ทำการวิจัยและ
นำเสนอกระบวนการวนซ้ำหลากหลายรูปแบบที่ใชในการประมาณคาจุดตรึง ทฤษฎีบทการลูเขาสูจุดตรึงภาย
ใตเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อยืนยันการมีคำตอบของกระบวนการวนซ้ำที่สรางขึ้น

ในโครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยวิจัยไดสรางกระบวนการวนซ้ำขึ้นมาใหมโดยใหชื่อวา กระบวนการวนซ้ำ
แบบ SP ∗ ซึ่งนิยามดังนี้ 

η0 ∈ C,

ζn = T((1− ιn)ηn + ιnTηn),

ϑn = T((1− τn)ζn + τnTζn),

ηn+1 = T((1− σn)ϑn + σnTϑn),

(1.2)

เมื่อลำดับ {ιn}, {τn} และ {σn} เปนลำดับที่อยูในชวง [0, 1] ซึ่ง 0 < a ≤ ιn, τn, σn ≤ b < 1

สำหรับทุก n ≥ 1

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางกระบวนการวนซ้ำสำหรับการประมาณคาของจุดตรึงของการสงแบบไมขยายในปริภูมิบานาค

2. เพื่อสรางทฤษฎีบทของการลูเขาภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการประมาณคาของจุดตรึงของการสง
แบบไมขยายในปริภูมิบานาค

3. เพื่อตรวจสอบทฤษฎีบทของการลูเขาโดยใชตัวอยางภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการประมาณคา
ของจุดตรึงของการสงแบบไมขยายในปริภูมิบานาค
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ประโยชนของการวิจัย
1. ไดกระบวนการวนซ้ำสำหรับการประมาณคาของจุดตรึงของการสงแบบไมขยายในปริภูมิบานาค

2. ไดทฤษฎีของการลูเขาภายไดเงื่อนไขที่เหมาะสม

3. ไดการดำเนินการที่ใชแกไขปญหาการประมวลผลสัญญาณใหดีขึ้น

4. ไดผลลัพธการลูเขาที่ดีขึ้นโดยการใชตัวอยางภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยคือ การสรางการวนซ้ำเพื่อการประมาณคาของจุดตรึงของการสงแบบไมขยาย

ในปริภูมิบานาค

นิยามศัพทเฉพาะ
1. F(T) = {v ∈ C | Tv = v} แทนเซตจุดตรึงของการสง T

2. ปริภูมิเชิงเสนอิงนอรม หมายถึง ปริภูมิเชิงเสน X ซึ่งทุก ๆ เวกเตอร v ∈ C จะมี จำนวนจริง
แทนดวย ∥v∥ ซึ่งเรียกวา นอรม ของ v ซึ่งมีสมบัติวา

(1) ∥v∥ ≥ 0

(2) ∥αv∥ = |α|∥v∥ เมื่อ α ∈ R

(3) ∥u+ v∥ ≤ ∥u∥+ ∥v∥

3. ปริภูมิบานาค หมายถึง ปริภูมิอิงนอรมบริบูรณ


	1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.3 ประโยชน์ของการวิจัย
	1.4 ขอบเขตของการวิจัย
	1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ


